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120586-2026 - AlaywVvIONOG

Feppavia — Aid@opa pnxavpaTa YeVIKAG Kal €181KNAG Xpriong — Inline automatic optical
inspection (AOI) with high-speed Analysis for QMI systems

OJ S 36/2026 20/02/2026

MpokApugn cuufacng N cUPBACNHG TTAPAXWPNONS — TUTTOTTOINHEVO KABEOTWGS - NvwoTotroinon
aAAaywv

AyaBd

1. AyopaoTiig

1.1. AyopaoTig
Emrionun ovouacia: Fraunhofer-Gesellschaft zur Férderung der angewandten Forschung e. V.
Email: einkauf@iis.fraunhofer.de
NouikA pop@r) ayopaaoTr): Anudaoia eTmixeipnon
ApaoTnpidéTnTa TNG avaBéTouoas apxng: MeviKEG ONUOCIEG UTTNPETIES

2. Aladikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitAog: Inline automatic optical inspection (AOI) with high-speed Analysis for QMI systems
Mepiypaen: Modular, fully automated prober for optical inspection and electrical contact of
electronic, photonic and mi-cro#mechanical devices — including advanced manufacturing
approaches such as quasi#monolithic integration. The system handles 200 mm wafers as well
as frames, tapes, trays and comparable substrates. An end#to#end carrier handling system
loads carriers with mounted substrates from specialized cassettes, positions them on the
prober's vacuum chuck and performs fully automated alignment. A testcard/probe#card
interface is provided for electrical connection. Probe detection and fine positioning are
performed automatically to ensure reproducible contact conditions. The control software
supports program-mable sequence control and reference#point based alignment. For optical
inspection the system offers a movable mechanical interface to accept modular,
customer#supplied optical inspection modules (e.g., microscope with camera) with lateral and
vertical adjustment. The space above the p
AvayvwpioTiké dladikaciag: €917ef94-b200-4c6f-bfe2-502a2470125b
EowTtepikd avayvwploTikd: PR1059709
Eidog diadikaoiag: KAeioTA
H diadikaoia emTayxuveral: oxl

21.1. ZKotroég
XapakTtpag NG ouppBaong: AyaBd
Kopia tagivounaon (cpv): 42900000 Aidgpopa punxavruaTta YEVIKAG Kal €18IKAS XpPHong

2.1.2. Tomog ekTéAeong
YTmodiaipeon xwpag (NUTS): Dresden, Kreisfreie Stadt (DED21)
Xwpa: Mepuavia

2.1.4. Tevikég TAnpo@opicg
Nouikn Bdon:
Odnyia 2014/24/EE
vgyV -
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2.1.6. Ao6yol amokAsiopou
Mnyég Twv Adywv atrokAeiopou: MNpoknpuén
AlagBopd:
ATTaTn:
NopigoTroinon €06dwv atrd TTapAavoueg dpacTnPIOTNTEG 1 XPNHaToddTNon TG TPOPOKPATIAG:
Maidikn epyacia Kal GAANEG HOPYES EUTTOPIOG AVOPWTTWV:
2UPHETOXN O€ eyKANUATIKA opydvwaon:
TpOoUOKPATIKA EYKAAMOTA ) EYKAAPOTA CUVOEOUEVA UE TPOPOKPATIKEG BPACTNPIOTNTEG:
MapdaRacn UTTOXPEWOEWY OTOUG TOUEIG TOUu TTEPIBAAANOVTIKOU BIKaiou:
MapdaBaon UTTOXPEWOEWY OTOUG TOUEIG TOU EPYATIKOU BIKAiOU:
MapdaBacn UTTOXPEWOEWY OTOUG TOMEIG TOU KOIVWVIKOU dIKaiou:
2UMQWVIEG HE AAAOUG OIKOVOUIKOUG POPEIG UE OTOXO TN OTPERAWGCN TOU AVTAYWVIOHOU:
20oBapo eTTayYEAPATIKO TTAPATITWHA:
Weudeic dnAwaoeIg, atroKkpuyn TTANPOPOPIWY, AVIKAVOTNTA TTAPOXAS TWV ATTAITOUUEVWY
EYYPAQWY 1 ANWn TTANPOQOPIWY EUTTIOTEUTIKOU XAPAKTAPO TTOU A@OpoUV TNV TTapouca
dladikaoia:
2UYKPOUGON GUPQPEPOVTWY AOYW TNG CUPMETOXNS Tou 0Tn dladikagia ouvaywng Tng oupBaong:
Apeon A EUUEON CUPPETOXN OTNV KaTépTion TnG TTapoucag diadikaoiag ouvayng ocuuBaong:
Mpdwpen AAEN, atrolnuIWaEelS i} AAAES TTAPOUOIEC KUPWOEIG:
MapdaBaon UTTOXPEWOCEWYV TTOU ATTOPPEOUV ATTO ANIYWS £BVIKOUG AOYOUG ATTOKAEICUOU:
MapdaBaon uttoxpEwaong TToU OXETICETAI E TNV KATABOAN EI0QOPWV KOIVWVIKIG aoPAAIoNG:
MapdBaon uttoxpEwaong TTOU OXETICETAI IE TNV KATARBOAN @OPWV:
AvaoTOAN ETTIXEIPNMATIKWY OpaCTNPIOTHTWV:
Agepeyyudtnra:
Meplouaiakd aToixeia UTTO avaykaoTikKA dlaxeipion atrd eKKaBapIoTh:
KatdoTtaon avdAoyn Tng TITWXEUONG, OUVAUEI TNG EBVIKNAG VOPOBETiag:

5. MapTida

5.1. MNaprTida: LOT-0001
TitAog: Inline automatic optical inspection (AOI) with high-speed Analysis for QMI systems
Mepiypaen: Modular, fully automated prober for optical inspection and electrical contact of
electronic, photonic and mi-cro#mechanical devices — including advanced manufacturing
approaches such as quasi#monolithic integration. The system handles 200 mm wafers as well
as frames, tapes, trays and comparable substrates. An end#to#end carrier handling system
loads carriers with mounted substrates from specialized cassettes, positions them on the
prober's vacuum chuck and performs fully automated alignment. A testcard/probe#card
interface is provided for electrical connection. Probe detection and fine positioning are
performed automatically to ensure reproducible contact conditions. The control software
supports program-mable sequence control and reference#point based alignment. For optical
inspection the system offers a movable mechanical interface to accept modular,
customer#supplied optical inspection modules (e.g., microscope with camera) with lateral and
vertical adjustment. The space above the probe platen (platen area) must remain completely
clear during measurements; this is necessary to allow customer analysis hardware to be
installed, aligned and operated without restriction and to prevent prober#internal assemblies
from obstructing access, line#of#fsight or mounting of customer equipment.
EowTtepikd avayvwpioTikd: 0001

5.1.1. ZKomég
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XapokTrpag NG ouppBaong: AyaBad
Kupia tagivounaon (cpv): 42900000 Aidgpopa pnxavriuaTta YEVIKAG Kal €18IKAG XpHong

5.1.2. Toémog ekTéAeong
Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Dresden, Kreisfreie Stadt (DED21)
Xwpa: Mepuavia

5.1.3. EkTIpWMEVN SidpKEIa
Huepopnvia évapéng: 01/10/2026
Huepopnvia Aigng diapkelag: 31/12/2026

5.1.6. Tevikég TTAnpoopieg
Mp&TTEl va ava@EPOoVTal TO OVOUATA KAl T ETTAYYEAUATIKG TTPOCOVTA TOU TTPOCWTTIKOU OTO
oT1T0i0 €XEI avaTeBei N eKTEAEON TNG cUPPBaONG: Agv aTTaITeiTal
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev XpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia Tng EE
H dnudoia oupBacn KAaAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dNUooieg oupBaoclg (ZAY): éxi
H ev Adyw ouppaon civail emTiong KatadAANAn yia T HIKPES Kal peoaieg emxeiprnoeis (MME): oxi

5.1.7. Zrpatnyikég dSnuooieg cupPaoElg
2TOX0G TV OTPATNYIKWY dnuociwv cupBaoewv: Kayia otpatnyikr dnuooia cuupacn

5.1.9. Kpitipia €mAoyng
Mnyég Twv KpiTnpiwv emAoyig: MNMpokrpuén
Kpimiplo: AAEG OIKOVOUIKES | XPNMATOOIKOVOUIKES ATTAITHOEIG
Mepiypan Tou kpitnpiou emmAoyng: Firmenprofil / Profile of your company Darstellung der
Firma: Mindestangaben: - Grindungsjahr - wichtige Meilensteine des Unternehmens - Anzahl
der Mitarbeiter - was wird hergestellt/welche Leistungen werden erbracht --> Alle Angaben
bitte in Textform, KEINE Links oder Bilder. Firmenprofil / Profile of your company Darstellung
der Firma: Mindestangaben: - Grindungsjahr - wichtige Meilensteine des Unternehmens -
Anzahl der Mitarbeiter - was wird hergestellt/welche Leistungen werden erbracht --> Alle
Angaben bitte in Textform, KEINE Links oder Bilder. *** ENGLISH *** Presentation of the
company: Minimum information: - Year of foundation - Important milestones of the company -
Number of employees - what is produced/what services are provided --> Please provide all
information in text form, NO links or images

Kpitiplo: AAEG OIKOVOUIKES | XPNMATOOIKOVOUIKES ATTAITHOEIG
Mepiypan Tou kpitnpiou emAoyng: - 1_C_Eigenerklarung_Russland-Sanktionen_VO 833-
2014_08.25

Kpitiplo: AAEG OIKOVOUIKES A XPNMATOOIKOVOUIKES ATTAITHOEIG
Mepiypar Tou kpitnpiou emAoynig: - C_07_Geheimhaltungsvereinbarung PR1059709

KpItpio: AAAEG OIKOVOUIKEG 1) XPNMOTOOIKOVOUIKEG ATTAITACEIG
Mepiypar) Tou Kpitnpiou €mAoyng: - 1_C_Self-declaration_Sanctions on Russia_VO 833-
2014_08.25

KpItipio: AAANEG OIKOVOUIKEG 1) XPNMOTOOIKOVOUIKES ATTAITACEIG
Mepiypan) Tou Kpitnpiou emAoyns: - 1_C_Selfdeclaration (123-124 GWB)

Kpithpio: Ava@opég o€ kabopiapéva £pya
Meprypar Tou kpitnpiou emAoyng: Referenzen / References Referenz von mindestens 3
vergleichbaren Projekten (Kurzbeschreibung Gerat, Kundennennung), nicht alter als drei
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Jahre ***ACHTUNG™***: Sollten Sie aus Datenschutzrechtlichen Griinden Ihre Ansprechpartner
nicht benennen durfen, so kategorisieren Sie bitte lhren Auftraggeber (Forschung, Industrie,
andere offentliche Auftraggeber) und bestatigen die Vergleichbarkeit der Referenzen mit der
ausgeschriebenen Leistung. --> Alle Angaben bitte in Textform, KEINE Links oder Bilder. ***
ENGLISH *** Reference of at least 3 comparable projects, not older than three years (min.
information: name of client, contact person incl. contact details). *** ATTENTION *** If for data
protection reasons, you are not allowed to name your contact persons, please categorize your
client (research, industry, other public contractors). --> Please provide all information in text
form, NO links or images.

Kpitpio: [Mevikog €TH010G TCipog

Mepiypaer) Tou KpiTnpiou emmAoyng: Umsatz der letzten 3 Jahre Turnover for the last 3 years Ist
ein Unternehmen, das sich neu am Markt befindet, nicht in der Lage, die Zahlen fur alle
geforderten Geschaftsjahre anzugeben, so hat es dies begriindet anzuzeigen. Soweit mdglich
ist ein geeigneter Nachweis zur Neugrindung beizufiigen. Die Zahlen zum Umsatz sind in
diesem Fall ab dem Zeitpunkt der Grindung des Unternehmens anzugeben. --> Alle Angaben
bitte in Textform, KEINE Links oder Bilder. English: If a company that is new to the market is
unable to provide figures for all the required financial years, it must provide a reasoned
explanation. Where possible, suitable evidence of the new establishment must be enclosed. In
this case, the turnover figures must be provided from the date of the company's establishment
--> Please provide all information in text form, NO links or images.

MAnpo@opieg oXeTIKA pe TO SeUTEPO OTASIO o€ Siadikaoia dUo oTadiwv:

H diadikaoia die¢ayeTal oe dI0dOXIKEG PATEIC. 2€ KABE PAOT), OPIOUEVOI CUPUETEXOVTEG PNTTOPEI
Va OTTOKAEIOTOUV

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitpio:
Eidog: MoidétnTa
Ovopacia: Qualitatskriterium
Mepiypaon: Technische Ausfihrung
Katnyopia Tou kpitnpiou avaBeong Bapog: Z1abuion (MopIa, akpIBES)
ApIBUOG KpITNpiou avaBeong: 65
Kpitpio:
Eidog: Tiun
Ovopagoia: Preiskriterium
Mepiypaon: Preis
Katnyopia Tou kpitnpiou avaBeong Bapog: Z1abuion (MopIa, akpIBES)
ApIBuOG KpiTnpiou avaBeong: 35

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cuupdoswyv
MAWOOEC OTIG OTTOIEG Eival ETTIONUWG dlabEaipa Ta £€yypaga tng dnudaciag ouPPaons: yepuavikd
AievBuvon Twv eyypdewy NG dnudaoiag cuuBaong: http://www.deutsche-evergabe.de
/dashboards/dashboard off/e917ef94-b200-4c6f-bfe2-502a2470125b

5.1.12. Opoi dnuociwv cuppdocewv
‘Opol Tng diadikaciag:
EKTINWPEVN NUEPONVIa ATTOOTOANG TwV TTPOOKANCEWY UTTOROANG TTpoo@opwv: 09/03/2026
‘Opoi1 utroBOoARG:
HAekTPOVIKY) UTTOBOAR: YTTOXPEWTIKA
AieuBuvon yia uttoBoAn: http://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard off
/e917ef94-b200-4c6f-bfe2-502a2470125b
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"AWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV VA UTTOBANBOUV 01 TIPOCPOPEG 1 Ol AITHOEIG CUPUETOXNG:
YEPMAVIKG

HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv eTTITPETTETAI

MapaAhayég: Agv eTITPETTETAI

O1 TTpooPEPOVTEG UTTOPOUV Va UTTORAAOUV TTEPICTOTEPEG ATTO Hia TIPOCQYOPEG: AgV ETTITPETTETAI
MpoBeouia TTapaAafng Twv airjocwy cuppetoxng: 02/03/2026 10:00:00 (UTC+01:00) Qpa
Kevtpikig Eupwtrng, Bepivr) wpa AuTIKAG Eupwting

MAnpo@opieg TTou uITopoUV va cUUTTANPWOOUV HeTd TN AREN TG TTpoBecuiag uTTOBOANRG

Kavéva éyypago dev utropei va uttoAnBei apyoTepa.

‘Opol Tng oupBaong:

H oUuBaon mrpétmel va ekTeAEiTal 0TO TTAQICIO TTPOYPAUUATWY TTPOCTATEUONEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

HAeKTPOVIKN TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKN

Oa xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: vai

Oa xpnoipoTroInBei NAEKTPOVIKA TTANPWUI: val

5.1.15. Texvikég
Zupowvia-TAaioio:
Kauia cup@wvia-TTAaiocio
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA OYOPWV:
Kavéva duvapikd ouoTnua ayopwyv

5.1.16. Mepaitépw TTANpOoPoOpieg, dilapecoAdBnon Kal TTPooPuUYN
Opyaviopog Tpoo@uyng: Vergabekammer des Bundes
MAnpo@opieg oxeTIKA pE TIG TTpoBeoieg eTavetETaong: (1) Etwaige Vergabeverstolie muss
der Bewerber/Bieter gemal § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach
Kenntnisnahme rugen. (2) Verstolle gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der
Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spatestens bis zum
Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der
Angebote gegenlber dem Auftraggeber zu rigen. (3) Verstdlte gegen Vergabevorschriften,
die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB
spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegentiber dem
Auftraggeber zu rigen. (4) Ein Vergabenachprifungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB
innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rige nicht
abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer einzureichen.
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikagia dnuoaiwv
oupBdoewv: Fraunhofer-Gesellschaft zur Férderung der angewandten Forschung e. V.
Opyaviopog TrapaAaBnig airqoewy cuppetoxng: Fraunhofer-Gesellschaft zur Férderung der
angewandten Forschung e. V.

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Emionun ovouaoia: Fraunhofer-Gesellschaft zur Férderung der angewandten Forschung e. V.
ApiBudc karaxwpliong: 10342
Tayudpopuikn dieuBuvon: Am Wolfsmantel 33
M6An: Erlangen
TaxudpouIKOG KwdIkag: 91058
Ymrodiaipean xwpag (NUTS): Erlangen, Kreisfreie Stadt (DE252)
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8.1.

8.1.

Xwpa: Meppavia

Email: einkauf@iis.fraunhofer.de

TnAépwvo: +49 91317762230

HAekTpovikr) d1euBuvon: https://www.deutsche-evergabe.de

MpowiA ayopaoTA: https://www.deutsche-evergabe.de

PéAo1 autoU Tou opyaviouou:

AyopaoTAg

Opyaviopog TTapoxng TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikagia dnuoaciwv
ouuBdoswv

Opyaviopog TTapaAaBig AITACEWY CUPPETOXNS

ORG-0002

Emrionun ovopaoia: Vergabekammer des Bundes

ApiBudg kataxwpliong: d5955401-b580-4a4b-ac77-4db0ea173e2b
Taxudpouikr) dieubuvon: Kaiser-Friedrich-Str. 116

MéAN: 53113

TaxudpopIkKog KwdIkag: 53113

Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Erlangen, Kreisfreie Stadt (DE252)
Xwpa: Mepuavia

Email: vk@bundeskartellamt.bund.de

TnAépwvo: +49 22894990

P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:

Opyaviouog TTpooPuUYnGg

ORG-0003

Emionun ovopaoia: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)

ApiBudg karaxwpiong: 0204:994-DOEVD-83

M6An: Bonn

TaxudpouIkog Kwdikag: 53119

YTmrodiaipean xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Mepuavia

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

TnAépwvo: +49228996100

P6Aol autoU Tou opyaviouou:

TED eSender

10. AAAayn

H ékdoon Tng TTponyoUPEVNG TTIPOKAPUENG TTPETTEI VA TPOTTOTTOINOEI

Oce16d7d-226e-4618-a8fa-dd7847dbfea9-01
KUpiog Adyog TnG aAAayng

Evnuepwuéveg TTANpo@opicg
Mepiypaen

terminliche Griinde

MAnpogopicg TTpoknpuing

120586-2026

Page 6/7


mailto:einkauf@iis.fraunhofer.de
https://www.deutsche-evergabe.de
https://www.deutsche-evergabe.de
mailto:vk@bundeskartellamt.bund.de
mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de

AvayvwpIioTIKO/EKDOON TTPOKNpUENG: 65857de4-e8ac-42e6-8511-d0f97ac2a8e2 - 01
Eidog evrutTou: Alaywviopog

Eidog mrpokApuéng: Mpoknpugn cupBaong i ocuuBacng TTapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTro€idog TrpokApuéng: 16

Huepopnvia atmooToArng Tng Tpoknpuéng: 19/02/2026 10:41:00 (UTC+01:00) Qpa KevTpikAg
EupwTng, Bepiviy wpa Autikig Eupwting

MAWOOEG OTIG OTTOIEG DIATIOETAI ETTIONUA N TTOPOUCA TTPOKAPUEN: YEPHAVIKA

ApIBudg dnuoacicuong Tng TTpoknipugns: 120586-2026

ApiBudg Teuxoug EE S: 36/2026

Huepopnvia dnuocicuong: 20/02/2026
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